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Sposob pomiaru niestabilnosci amplitudy elektryeznych impulséw
prostokatnych

P

Przedmiotem wynalazku jest spos6b pomiaru niesta-
bilnoSci amplitudy elektrycznych impulséw prostokat-
nych przeznaczonych do wyznaczania procentowej wiel-
kosci tej niestabilnoéci w urzadzeniach generacji.

Dotychczas pomiaru niestabilno$ci amplitudy dokony-
wano wieloetapowo. Wierzchotki badanych impulséw
obcinano na poziomie zapewniajacym dobra widocznoéé
na ekranie synchroskopu calej szerokoséci niestabilnosci
amplitudy tych impulséw po ich jednoczesnym wzmoc-
nieniu, a nastepnie mierzono na skali ekranu synchros-
kopu sumacyjna szerokoé¢ linii wierzchotkowych, odczy-
tujac i dokonujac zapisu tych pomiaréw. Nast¢pnie do-
konywano pomiaru $redniej wielko$ci amplitudy impul-
séw, réwniez notujac wynik pomiaru. Uzyskane wyniki
z pomiaru szeroko$ci niestabilno$ci wierzcholkéw dzie-
lono przez wynik uzyskany z pomiaru $redniej wielkosci
(wysokosci) amplitudy, aby otrzymaé koncowy wynik
‘wyrazony w procentach.

Wadami dotychczasowego sposobu pomiaru byla ko-
nieczno$¢ dokonywania dwoéch rodzajéw pomiaru na
synchroskopie, z ktérych kazdy byl obarczony bl¢dem
oraz konieczno$¢ dokonywania dodatkowych obliczen.

Celem wynalazku jest dokonywanie pomiaru, ktéry
daje wyniki dokladniejsze od wynikéw otrzymywanych
dotychczas stosowanym sposobem.

Cel ten zostal osiagnigty przez zastosowanie w ukla-
dzie pomiarowym procentowo wyskalowanego oporowe-
go dzielnika napigcia, ktérego opornosci poszczegélnych
opornikéw czastkowych w stosunku do opornika o krafi-
<cowo najwigkszej opornoéci przyjetej dla tego rodzaju
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pomiaréw jako 100%-wa oporno$¢ odniesienia odzwier-
ciedlaja poszczegdlne szerokosci niestabilno$ci amplitu-
dy w procentach.

Istota sposobu polega na tym, ze po obcigciu i wzmoc-
nieniu wierzchotk6w mierzonych impulséw oraz podaniu
ich na ekran synchroskopu ustawia si¢ dolng krawedz
sumacyjnego obrazu linii wierzchotkéw impulséw na
wybranym poziomie odniesienia ekranu, nastgpnie prze-
lacza si¢ przelaczniki wyskalowanego w procentach opo-
rowego dzielnika napigcia i dobiera si¢ taki opornik w
dzielniku, ktéry spowoduje obniZenie si¢ sumacyjnego
obrazu tych wierzchotkéw do zréwnania gérnej krawedzi
tego obrazu z uprzednio wybranym poziomem odniesie-
nia, a nastgpnie dokonuje si¢ odczytu wielkoéci niesta-
bilnosci amplitudy mierzonych impulséw .na wyskalo-
wanym w procentach dzielniku napigcia.

Spos6b wedtug wynalazku znacznie wupraszcza czyn-
no$ci niezbedne dla dokonania pomiaru. Dzigki duzej
prostocie tego sposobu czas pomiaru ulega znacznemu
skréceniu. Uniknigcie dwéch rodzajéw pomiaru, to jest
odrgbnego mierzenia i odczytywania na skali ekranu sze-
roko$ci sumacyjnego obrazu niestabilno$ci wierzchotkéw
amplitudy oraz $redniej wielkosci wysoko$ci amplitudy
pozwala na zmniejszanie bledu pomiarowego. Przy pre-
cyzyjnie wyskalowanym dzielniku napigcia w zalezno$ci
od zlozonej dokladno$ci zbedne si¢ staja jakiekolwiek
obliczenia.

Spos6b wedlug wynalazku jest przykltadowo zilustro-
wany na zalaczonym rysunku w oparciu o przedstawie-
nie na tym rysunku wyskalowanego dzielnika napigcia w
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powiazaniu z pomiarowym ukladem w ujgciu blokwym
z uwidocznieniem na ekranie synchroskopu szerokosci
sumacyjnego obrazu linii wierzchotkowych amplitudy
mierzonego napigcia, przy czym fig. 1 przedstawia pierw-
sza faze pomiaru, kiedy dolna krawedz szerokosci obra-
Zu jest zréwnana z wybrana kreska na ekranie synchros-
kopu, za$ fig. 2 — druga faz¢ pomiaru, kiedy gérna kra-
wedZ szeroko$ci obrazu jest zrownana z kreska na ekra-
nie.

Sposéb wedlug wynalazku polega na zastosowaniu w
ukfadzie pomiarowym procentowo wyskalowanego opo-
rowego dzielnika A napiecia przez zestawienie w nim
kolejnych opornikéw, ktérych opornosci dobrane sa tak,
ze odzwierciadlaja szeroko$ci niestabilnoéci amplitudy w
procentach w stosunku do opornika o kraficowo naj-
wigkszej opornoéci przyjetej jako 100% odzwierciedla-
jacej Srednia wielko$¢ amplitudy. Dzielnik A sklada si¢
z czastkowych 'opbmi!(()w 1, 2, 3 wlaczanych do pracy
za pomoca przelacznikéw S, 6, 7 oraz z opornika odnie-
sienia 4, Oporno$ci poszczegélnych opornikéw sa dobra-
ne w zalezno$ci od wielko$ci mierzonego napigcia. I tak
na przyklad oporno$¢ opornika 4 wynosi 10 kQ, oporni-
ka 1 — 10 Q, opornika 2 — 20 Q, opornika 3 — 30 Q,
co w procentach w stosunku do opornosci opornika 4
wynosi 0,1%; 0,2%; 0,3%.

Po wlaczeniu uktadu pomiarowego skladajacego si¢
z procentowo wyskalowanego dzielnika A, obcinacza B,
synchroskopu C z ekranem D obraz mierzonego impulsu
wzmacnia si¢, obcina si¢ i ustawia si¢ tak, aby dolna
krawedZz obrazu niestabilno$ci linii wierzchotkowych
amplitudy 9 byla zréwnana z kreska $rodkowa 8 na
ekranie D (fig. 1). Jest to pierwsza faza pomiaru. Na-
stgpnie przelacza si¢ przetaczniki dzielnika A, wlaczajac
taki opornik czastkowy tego dzielnika, aby gérna kra-
wedZ obrazu niestabilnoéci 10 zréwnata si¢ ze $rodkowa
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kreska 8 na ekranie D (fig. 2), po czym odczytuje si¢
w procentach na wlaczonym w obwodd pomiarowy opor-
niku czastkowym wielko§¢ szerokoéci obrazu niestabil--
nodci linii wierzcholkowych amplitudy mierzonego im-
pulsu. Dokladno$¢ pomiaru zalezy jedynie od liczby
opornikéw czastkowych w dzielniku napigcia. Im wigk-
sza jest liczba opornik6w czastkowych i im miejsze sa
roéznice oporno$ci pomigdzy sasiednimi opornikami, tym
pomiar niestabilnosci amplitudy jest dokladniejszy.

Zastrzezenie patentowe

Spos6éb pomiaru niestabilnosci amplitudy elektrycznej
impulséw prostokatnych za pomoca ukladu pomiarowe-
g0, w ktorym obcina si¢ wierzchotki mierzonych impul-
sé6w, wzmacnia te wierzcholki, a nastgpnie podaje na.
ekran synchroskopu, znamienny tym, ze przed obcinacz
(B) w ukladzie pomiarowym wlacza si¢ dzielnik napigcia
o wyskalowanych procentowo opornikach czastkowych
(1, 2, 3) w stosunku do opornika (4) o maksymalne;j
opornosci traktowanej jako 100% opornosci odniesienia,
a po obcigciu i wzmocnieniu wierzchotkéw mierzonych
impulséw oraz podaniu ich na ekran synchroskopu przy
zwartych przelacznikach (5, 6, 7) w dzielniku napigcia,
ustawia si¢ dolng krawedZ sumacyjnego obrazu wierz-
chotkowych linii impulséw na wybranym poziomie od-
niesienia tego ekranu, po czym przelacza si¢ przelaczni-
ki (5, 6, 7) wlaczajac kolejno czastkowe oporniki (1, 2,
3) dzielnika (A) i dobiera si¢ taki opornik, w wyniku
wlaczenia ktérego obniza si¢ sumacyjny obraz tych
wierzcholké6w na ekranie (D) zréwnujac gorna krawedZ
tego obrazu z uprzednio wybranym poziomem odniesie-
nia ekranu, a nastgpnie dokonuje si¢ odczytu niestabil-
no$ci amplitudy mierzonych impulséw na procentowo
wyskalowanym dzielniku napigcia.
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